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CCA/ CBDeney Laboratuvannrn

Adr............... TSE Ankara Elektroteknik Laboratuarr

Necatit,ey Caddesi No: I 12 Bakanhklar/ ANKARAAdrc:si

METALKALIPSANAYivE@
istiklal Mahallesi Fevzigakmak Caddesi No:31 Esenyurt /
istaNsuL

Deney spesifikasyonlan

Uygrlanan standard :

Denr:y prosediirii :

Prosr:diirden sapma :

IEC 60{184-1:2002 (Third Edition) + Al:2006
CB

N/A
Deney rapor formu numarasl

TRF tarihi :

TMkaynagr :

IEC60884_

IMQ

Dated 2006-10

IC

Copyright O 2004lEC System for Conformity Testing an,
rights reserved.
Bu TIIF, ticari amaglar drgrnda, IECEE, ye bilgi verildigi siin
hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez

IECEE 02' ye gcire bu rapoq akredite edilmig bir CB test lal
yayrnladr$r bir belgenin eki olmadrkg4 CB test raporu olara

Bu form IECEE tiyesi olmayanlarca kullanrldrfitnda IECEE,

CCA kurallanna gdre bu rapor, akredite edilmiq bir CCA ter
yayrnladrlr bir CCA belgesinin eki olmadrkqa, CCA test rapo

Bu form CCA iiyesi olmayanlarca kullanrldrfirnda CIG logosr

Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva, Switzerland. All

:e, krsmen \/eya tamamen go$altllabilir. Bu go[altrnalardan dolay olu$abilecek

)ratuvan taraflndan imzalanmadrkga ve milli belgelendirme kurulugunun
: kullantlamaz.

IEC logolan ve CB prosediiri.ine atlf glkartrlmahdrr.

: laboratuvan tarafi ndan imzalanmadrkga ve milli belgelendirme kurulugunun
u olarak kullanrlamaz.

ve CCA pntsediiriine atrf grkartrlmahdrr.

Deney Numunesinin Tanrmr...
I
C

k

iA, 250V - , rorrlsl ve arthnlmrg korumah, srvaalh, 6rtticiilti le
tiiciisiiz, A tasanmh, vidah ba[lanfih, iki kutuplu, yan topraklama
tntakh prizler

Markasr ILSON

Modeli/ tip referansr.. 1 rblo I
Beyan deperleri.. I A,250V -
Ureticisi n ETAL KALTP SANAYi VE TiCARET A.$.

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 / 1 5.08.201 4-O
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Deneyin yaplldlfr yer/ prosediir... :

CB/ CCA deney Laboratuvarl :

Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:

Deneyleri Konfrol Eden (+ imza)..........:

Onaylayan (+ imza).......................:

Tam fiyelik yetkisi olmayan
CB deney laboratuvarl:

Deney yeril adresi.......................:

Deneyleri yapanlar (+ imza)..........:

Onaylayan (+ imza).......................:

Necatibey Caddesi No: I 12 Bakanhklar/ ANKARA

Soydan CERAN

TMP deney proseditrii:

Deneyleri yapariar (+ imza)..........:

Onaylayan (+ imza).......................:

Deney yeril adresi... ... .......:

WMT deney prosediirii:

Deneyleri yapanlar (+ imza)... .......:

Tan*lrk eden(+ imza)..................:

Onaylayan (+ imza)........................ :

Deney yeril adresi... ...........:

SMT deney prosediirii:

Deneyleri yapanlar (+ imza).........:

Onaylayan (+ imza)........................ :

Denetleyen(+ imza)....................:

Deney yeril adresi... .........:

RMT deney prosediirii:

Deneyleri yapanlar (+ imza). .. .. . .. .:

Onaylayan (+ imza)........................ :

Denetleyen(+ imza)....................:

Deney yeri/ adresi... ... ...............:
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Deneylerin iizeti:
Yaprlan deneyler (deneyin adr ve madde numarasr): Madde 8,9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 6, 1 7, ! 8,19,20,2 1,22,24,2s,26,27,28,29
Deney numunesinin 6zellikleri Deney yeri: TSE Ankara Elektroteknik Laboratuarr
Jtandard toyu Fiiy 7
beyan aklml (A). 16A
t eyan genllmt (V).. 250V-
lerulketl bolUmlere ve kafi yabancr cisimlerin girmesine
kargr koruma derecesi...... ... ... ....: IP2X

Lararlr su glrt$me karqr koruma derecesi IPXO
I opraklama diizenlerine gcire.. Toprakh
rkbloyu ba$lanI metoduna gore.. Stikiilebilen

Kablo tipi

Anma keslt alam (mmr)

Saglantl ucu trplenne gore. Vidah ba$antrh
ISrrlegtirmenin tipi
PRIZLER:
Elektrik garpmasrna kargr koruma derecesi.. Normal Korumalr
Ortriciilerin var olup olmamastna gore... 6rtiictisiiz
Prizin uygulanan montaj metoduna gore. Srvaaltl
I esrs metoduna gore A tasarrmlr
Devrelerin kullanrldr[r yerdeki amacrna gcire . Topraklama korumaslnr sa[layan tek topraklama devresi

rigloR:
Cihannsrmfi..

Deney sonuqlarlnln gOsterilmesi:
Bu deney bu numuneye uygulanmaz.

L,eney sonucu uy9undur.................................. : G(ECri)
Deney sonucu uygun de$ildir...................... .... : K( ALDr)
Deney

Numunenin gelig tarihi 07.07.2015

@
I

Genel Agrklamelar:
Bu mpor TSE' den izinsiz olarak krsmen gogaltllamz.
Bu raporda ondahk sayrlar nokta( virgiil) ile aynlmgtrr.
Bu mlnr yalnrzca denenen numune igin gegerlidir.

" agrklamaya bakrruz" ifadesiyle, rapom ekinde sunulan ek nnhiyetindeki agrklamaya anfyapllmaktadlr.
" ekli tabloya bakrruz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atrfyaprlmaktadrr.
Genel Agrklamalar:
Bu rapor TSE' den izinsiz olarak krsmen gogaltllarnaz.

Bu raporda ondahk sayrlar nokta( virgiil) ile aynlmgtrr.
Bu rapor yalnzca denenen numune igin gegerlidir.
" agrklamaya bakruz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan ek nuhiyetindeki agrklamaya auf yaprlmktadrr.
" ekli tabloya bakrmz" ifadesiyle, mporun ekinde sunulan tabloya atrf yaprlmktadrr
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Tablo 1

Seri Adr / Kodu Ant

Re

Giivde
Tip
leransl

Ka lak Tip Referansl
6znllixr,rn

SELENE/23 XX

THOR/27 XX

TOURAN/24 XX

TOURAN I,UXSIZZ XX

72

I 017
korun

(Ortiictistiz ,normal
alt)

16,4., 250V - , normal ve arttu
korumah, srvaaltr, rjrtiiciilii ve
A tasanmh, vidah bafilanhh, i
yan topraklama kontakh prizle

rlmrg

rirtticiistiz,
ii kutuplu,

1 018
korun

(Ortiiciisiiz,arttrnlmrg
ah)

1 0r9
korunr

(Ortticiilii ,normal
ah)

I 020
korum

(Ortticiilii,arttrnlmr g

ilr)

EC60884 lC
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i$lnrrlrnnu
8.1 Fig ve prizde aga[rdaki igaretler bulunmahdrr.

-Beyan Akrmr (A) l6A G
-Beyan Gerilimi (V) 250 V G

-Besleme kayna$rrun sembolii G

-lmalatgr veya yetkili satrcmm adr NILSON G

-Tip referansr Tablo I G

-Koruma derecesinin sembolii (ilk hane)

-Koruma derecesinin sembolii (ikinci hane)

-Vidasrz baplantr uglu prizlerin iqaretlemesi

-Soyulacak yahtrmm uzunlulu

-Yalntz rijit iletkenlerin takrlmasrna uygun prizlerde bu
strurlamay g6steren bir iqaret

8.2 Sembo ller standarda belirtilen gekilde kullamlmahdrr. G

-Besleme kayna$r tipini g<isteren igaretleme beyan aktmr
ve beyan gerilimi igaretlerinden sonra gelmelidir. G

8.3 Sabit prizlerde igaretleme ana bdliim iizerinde yaprlmahdrr

-Beyan akrmr, beyan gerilimi ve besleme figi G
-imalatgmrn veya yetkili satlclnln adt ticari igareti G

-Varsa, yalrtrmm soyulma uzunlulu

-Tip referansr G

-Giivenlik amaglan igin gerekli olan ve ayn satrlmasr
amaglanan kapak levhalan imalatgmrn veya yetkili
sauclnln adr ve tip referansr iqarelenmelidir.

Uygulanabiliyorsa, IP kodu : kolayca okunabilecek
gekilde igaretlenmelidir.

Madde 7.2.5b)e gcire smrflandmlan sabit prizlerde:
normal dewelerde kullamlmasrnm drgrnda fakh bir
konfigurasyonu yoksa montajt yaprldr[rnda grirtilebilecek
bir {iggenle igaretlenmelidir. ...........................................:

8.4 -Figlerde ve seyyar prizlerde tip referansr harig
Madde:8.I"e belirtilen igaretleme kolayca
okunabilmelidir.

-II srufi donarum igin figler ve seyyar prizler, II srnrfi
sembolii ile iqaretlenmemelidir.

8.5 -Notr iletkeni baglantr uglan: N
-Topraklama ba$lant uglan:topraklama sembolii G
iqaretleme vidalar ve dif,er kolayca s<ikiilebilen briliimler
iizerinde olmamahdr. G

Prizin ana fonksiyonu ile ilgili bir boliim olmayan iletkenlerin baflanmasr igin temin edilen
baplantr uglan::

-Amag kendiliginden belli olmadrkga agrkga
tanrfllmahdrr. -z#:r..

IEC60884 lC Sayfa 10 I 4g
LAB-D-FR-36 / 15.08.2014-0 
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l0 ELEKTRiK CARPMASINA KAR$I KORUMA

10.1 Prizler: Gerilimli boliimlere eriqilebilir durumda
olmayacak bigimde tasanmlanmahdr.

G

Figlerin gerilimli boliimleri fiq, prize ktsmen veya
tamamen takrlrrken erigilebilir durumda olmamaltdtr.

G

IEC 61032 deney probu B ile deney yaprlrr. G

IEC 61032 'de belirtilen deney probu 11 ile elastomerik

veya termoplastik malzemeden yaptlan fig/prizlerde,(35 t
2) oC'de bir ek deney yaprlrr.(75 N ,ldakika)

75N,1 dakika
G

Deney srastnda fig/prizde deformasyon olmamalt ve
gerilimli boltimler eriqilebilir duruma gelmemelidir.

G

Fiqler ve seyyar prizler qekil 8'de belirtildigi gibi 5 dak.

Siireyle 150 N'luk kuwetle s*tgtrnlr. Numunelerde

deformasyon olugmamaltdr.

10.2 Prizlerin tabamru, kapaklanru veya kapak levhalanru
tespit eden kiigiik vidalar ve benzerleri harig erigilebilen
boltimleri yalttkan malzemeden olmaltdr.

G

Sabit prizlerin, fiqlerin ve tagrnabilir prizlerin eriqilebilir
brjltmlerinin kapak veya kapak levhalan:Madde 10.2.1

veya 10.2.2'deki kurallara uygun oldu[u takdirde
metalden yapilabilir.

10.2.1 Metal kapaklar veya kapak levhalan; yahflct engeller veya
yahflcl kaplamalar ile yaprlan ek yahtrm ile korumahdrr.

Yalrtrcr kaplama veya engeller kaltct hasara upramadan
grkartrlamamahdrr.

Metal kapak veya kapak levhalannm gerilimli b<iltimlerle
rasgele temas tehlikesi bulunmamaltdr.

t0.2.2 Metal kapaklar veya kapak levhalan, bunlann tespiti
srasmda diiqtik direnqli bir baplantr ile otomatik olarak
topraga bailanrr.

10.3 Bir fiqin bir kontak gubupu ile gerilimli priz kontaSt
arasrnda diSer kontak gubugu eriqilebilir durumda iken
ba$lantr yaprlmasr miimkiln olmamaltdr.

G

Bu kurala uygunluk elle denenerek ve toleranslan tablo
2'de verilen mastarlar kullamlarak dofrulanr.

G

Elastomerik velveya termoplastik malzemeden yaptlmq
fig/prizlerde deney 35oC*2oC ortam srcakhf,rnda iken
yapilr.

G

Mahfazalan veya govdeleri lastik veya polivinilkloriirden
yaprlan prizlerde mastar I dak. Siire ile 75 N luk bir
kul.vetle uygulamr.

G

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 / 1 5.08.201 4-O

Sayfa 12 I 48
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ll TOPRAKLAMA DtJZENi

ll.t Topraklama ba[lanflst, figin akrm tagtyan kontaklanrun
gerilim altrna girmesinden 6nce saglanaca[r biqimde
yapilmahdr.

G

Akrm tagryan kontak gubuklan, toprak baSlantrsrmn
kesilmesinden once aynlmahdrr.

G

tt.2 Sokiilebilen fiq/prizlerin topraklama ba[lantr uglan madde
l2'ye uygun olmahdr.

G

Sabit prizlerin topraklama baf,lantr uglan tabana veya
tabana giivenilir bigimde tespit edilmig bir boliime tespit
edilmelidir.

G

Sabit prizlerin topraklama kontaklan

Sabit prizlerin ilave dry topraklama ballanu uglan en az 6
mm2' 'lik iletkenlerin ba$lanmasma uygun olmahdrr.

Topraklama dewesi bdliimleri tek parga olmah veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi giivenilir bigimde
baglanmq olmaltdrr.

G

Sokiilebilen fig/prizlerin topraklama baglantr uqlan dahili tip olmahdrr. G

-tabana tespit edilmeli veya G

-kapaia tespit edilmelidir.Ancak topraklama ba$lantr ucu
gtivenilir bigimde ba$lanmalt,kontak pargalan giimiiq
kaplamah veya yeterli korumaya sahip olmahdrr.

Topraklama dewesi boliimleri tek parga olmah veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi giivenilir bigimde
ba[lanmrg olmahdr.

G

I 1.3 Sabit prizlerin erigilebilir metal boltimleri topraklama
ba$lantr ucuna devamh ve giivenilir bigimde ba[lanmrg
olmahdr.

I1.4 IP>X0 'li yalrtkan malzemeden mahfazah,birdenfazlakablo girigi bulunan prizler aga[rda
belirtildi[i gibi donatrlmahdrr:

- bir i9 topraklama ballantr ucu ile veya,

- bir giren ve bir gkan topraklama iletkeni ba[lanabilecek
bigimde tasanmlanmamrgsa (iiretici tarafi ndan belirtilen
baglantr tipi kullamlarak baSlantr deneyden gegirilir.)

- bir giren ve bir grkan topraklama iletkeni 14ot
he 1 4a 1 4r I 4n | 4ne izin veren prizler

I 1.5 Topraklama ba[lantr ucu ile ona bailanarak erigilebilir
metal b6ltimler arasmdaki ba$lantr, diiqiik direngli
olmahdrr.

Deney akrmr beyan akrmrmn 1,5 katrna egit veya 25 A (A)

Direng 0,05 O (f))'u aqmamahdrr.

IEC6O884 IC
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Madde istenenler- Deneyler Agrklamalar Sonug

Vidalar ginko veya aliiminyum gibi yumugak metalden
yaptlmamahdrr. G

12.2.4 Ba[lanh uglan korozyona dayanrkh olmahdr G

12.2.5 Vidah u9 baglantr uglan iletkenililetkenleri aqm hasara
utramamahdr. Ekteki gizelge 12.2.5' e baktruz G

Deney srrastnda:iletken srkrgtrma tinitesinden kayarak
gtkmamah,srkrqtrrma tinitesi yakrmnda kopmamah ve
hasara u$amamahdr.

G

12.2.6 Baf,lantr uglan iletkeni giivenilir bigimde metal y:d.zeyler
arasrnda srkrqhracak gekilde tasanmlanmahdrr. Ekteki gizelg e 12.2.6' a bakrmz. G

Deney sonunda ; iletkenin higbir teli srkrgtrma ifuritesi
drgrna kagmamahdrr. G

12.2.7 Ba$lantr uglan, srkrgtrrma vidalan ve somunlan
stktgtnlrrken iletkenin kayarak g*amayaca$r bigimde
tasanmlanmah veya yerlegtirilmelidir. Ekteki gizelge 12.2.7'e bakrmz.

G

Deney sonunda : iletkenin higbir teli sil<rgtrrma iinitesi
dtgrna kagmamah G

12.2.8 Baglantr uglan fiq/prizlere tespit edildikleri yerlerden
gevsemeyecekleri bigimde tespit edilmelidir. G

Moment deneyi (Vida ve somunlar 5 defa gevgetilip srkrlrr):

Denev Akrmr /A) l6A
- En btiyiik kesit alanh rijit som bakr iletken (mm2)
(gizelge 3) 2,5 mm2

- iletkenin tipi (som veya btikiilgen) ... Som

-Moment (Nm) gizelge 6 veya gekil 2, 3 ya da 4 g<ire
olmah --. ------.. -.... 0,8 Nm

Deney esnastnda: baf,lantrlar gevgememeli ve hasar
goriiLnemeli G

12.2.9 Baglantl uglannrn srkrgtrrma vidalan veya somunlan,
kazara gevqemeye kargr yeterli bigimde kilitlenmeli ve bir
alet yardrmr olmadan gevgetilmeleri miimkiin olmamahdr

G

12.2.10 Topraklama ba$lantr uglannda korozyon tehlikesi
bulunmamahdrr. G

Piringten veya korozyona dayarukhhpr daha azolmayarr
bir metalden olmahdr. G

Govde metal iskeletin veya mahfazarun bir boliimii olmasr
durumunda:Korozyonriskine karqr gerekli rinlemler
ahnmahdrr.

t2.2.tt Stkrqtrmah ba$antr uglannda g gekil 2 de belirtilen
de$erden dahaazolmamahdr. Izin verilen (mm) olgiilen
(mm);

Bagltkh baplantr uglannda : Uzakhk g gekil 5'de belirtilen
rlcdcrrlen Aqho o- ^Ifr.-.1',.1,- l-;^ ,,^;1^ r**r At^,';t-- ,#?x)
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Madde istenenler- Deneyler Agrklamalar Sonug

Iletkenler baglarurken veya sdkiiliirken ba[lantr uglan
gevgememelidir.

Kendili[inden sertlegen regineler mekanik zorlamalara
maruz kalmayacak baflantr uglannrn tespitinde
kullanrlabilir.

12.3.10 Vidasrz baglantr uglan, normal kullanmada olugan
mekanik zorlamalara dayanmahdrr. Ekteki gizelge 12.3.10' a bakrruz

Qekmenin uygulanmasr srasnda iletken vidasz ba!,lantr
ucundan drganya grkmamahdrr.

$ekil I l'de gcisterilen aparatla ilave deneyler yaprlmahdrr. Ekteki gizelge 12.3.10' abakrmz

Deney srasrnda iletkenler srkrgtrma iinitesi iginde dikkat
gekecek kadar hareket etrnemelidir.

Bu deneylerden soffa ne ba[lanh uglan ne de srloghrma
tiniteleri gevqememeli ve iletkenlerde bir qekil degigikligi
g6rtilmemelidir.

t2.3.tt Vidasrz ba$lantr uglan normal kullanrlmalannda oluqan
elekriksel ve rsrl zorlamalara davamkh olmahdr. Ekteki gizelge 12.3.11'e bakrruz

Deney sonunda bire deSigiklik grizlemlenmelidir.

12.3.10'a gore mekanik dayamm deneyi Ekteki gizelge 12.3.11'e bakrmz

Qekmenin uygulanmasr srrasmda iletken vidasrz ba$lantr
ucundan drqanya grkmamalrdrr.

$ekil I 1'de g<isterilen aletle ilave deney Ekteki gizelge 12.3.11'e bakrruz

Deney siiresince iletken slkl$trma iinitesi iginde dikkat
gekecek kadar hareket etmemeliir.

Bu deneylerden sonra ba$lantr uglannda veya srkrgma
diizeninde gev$eme olmamah ve iletkenlerde gekil
de[igikli[i olugmamahdr.

12.3.12 Vidasrz baSlantr uglan; ba$lanan rijit som iletkenin;
normal montajr srasrnda e$igme olsa dahi, srktqtmlmrg
durumda tutulaca$r bigimde tasanmlanmahdr. Ekteki gizelge 12.3.12'e bakrmz

l3 sABiT PRizLERiN yAprl,r$r

l3.l Priz kontak diizenlerinde yeterli elastiklik bulunmahdr. G
13.2 Priz kontaklan ve prizlerin kontak gubuklan korozyona

dayarukh olmahdr. G

13.3 Yalrtkan kaplamalar, engeller ve benzerlerinin mekanik
dayammr yeterli olmahdrr. G

13.4 Prizler uygun bir yaprda yaprlmahdr G

Tabamn duvara veya bir montaj kasasma kolayca tespit
edilebilece[i igimde yaprlmahdr G

iletkenlerin baglantr uglannr igine kolayca sokulabileceli
ve baglanabilecef,i bigimde yaprlmahdr. G

iletkenler dogru yerlegtirilmelidir G

I8C60884 lC Sayfa 1A I 4g
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Madde listenenler-Deneyler Agrklamalar Sonug

LAB-

Buna uygunluk deney parma[r ile grkarhnaya gahgrlarak kontrol edilir.

Gerilimli krstmlann madde 24.14 e gore test edilir
(Qrkmadrgrnrn do!rulanmasr)

Sokiilmeleri durumunda gerilimli bciliimlerden gizelge 23
de verilen de$erlerde yahtrna arahklan ve yiizeysel kagak
yolu uzunlu[u ile aynlan topraklanmamrg metal
bciliimlere ulaq rlabiliyorsa Madde :24. I 5 deki deneylerle

Sadece yalrtrmh boltmlere veya topraklanmrg metal
bdliimlere veya gerilimli bciltimlerden g:.r:elge 23 de
verilen degerlerin iki kah degerlerde yalrtrna arahklan
veya yiizeysel kagak yolu uzunluklan ile aynlan metal
boliimlere veya25 volt a.a dan biiyiik olmayan SELV
dewelerin gerilimli boliimlerine Madde :24. I 6' daki
deneylerle

13.8 Topraklama konta$r bulunan bir prizin kapak levhasrrun,
topraklama kontagr bulunmayan bir prizin kapak levhasr
ile aralannda degigtirilmesi mii.mkiin olmamahdr.

G

13.9 Stva iistii prizler:mahfazalannda hig bir serbest agrkhk
bulunmamahdrr.

13. l0 Prizin bir yiizey tizerine, bir kasa igine veya mahfaza igine
montajrnda kullamlan vidalar ve di$er di,izenlere rin
taraftan kolayca erigilebilmelidir.

G

Bu diizenler higbir bagka tespit amacr ile
kullarulmamahdr G

13.1 1 Miigterek g<ivdeli goklu prizlerde, kontaklann aralannda
paralel ba$lanmasr igin sabit kcipriiler bulunmahdrr.

Bu kopriilerin tespiti esleme tellerinin ba$lanfismdan
ba$rmsz olmahdrr.

13.r2 Farkh govdeleri bulunan goklu prizler her bir govdenin
hatasrz konumlandnlmasr sa$lanacak bigimde
tasanmlanmahdr.

Herbir g<ivdenin tespiti; kombinasyonun montaj yiizeyine
tespitinden ba$rmsrz olmahdr.

13.1 3 Stva iistti tip prizlerin montaj levhasmrn mekanik
dayammr yeterli olmahdrr.

13.14 Prizler iglerine sokulabilecek donarumrn uygulayacagr
zorlamay a dayarukh o lmahdr. G

16 A,250 V, prizler: Priz montaj yuzeyiiizerinde 90" 4
defa dondiiriihir. (gekil 13 da g<isterilen diLenek) G

Deney siiresince cihaz dryanya grkmamahdr. G
Deneyden sonra G
Higbir hasar olugmamahdr G
Prizler madde: 22' ye uyganolmahdrr. G

1 3.15 Prizler bir lamba duyunun aynlmaz bir b6liimii
olmamahdr. /'nh G
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LAB-D-

Prizler rsrtma hiicresine konularak 40"C de 2 saat tutulur.
Deney parmagr ucu ile 5 sn. Siire ile 30 N.luk bir kurvet
uygularur. Deneyler srasrnda bigimde degigtirme
olmamahdr.

Eksenel gekmeye maruz kalan halka contalara 5 sn stire
ile 30 N'luk eksenel gekme kuweti uygularur. Deney
strasrnda; halka contalar drgan grkmamahdr.

Deney sonunda: zararh gekil de$iqikli$i, gatlama ve
berlzei hasar olugmamahdr.

Deney herhangi bir iglem uygulanmamrg olan halka
gantalar ile tekrarlarur.

13.23 Girig agrkftklan igindeki halka gantalann ortam srcakh$r
diigiik iken kablolann priz igine takrlmasma izin verecek
malzemeden yaprlmalan istenir

Girig agrkhklan igindeki halka gantalann ortam srcakhlr dtiqiik iken kablolann pri z igrne
takrlmasrna izin verecek malzemeden yaprlmalan istenir

Prizler -l5oC da 2 saat stire ile tutulur. En biiyiik gaph
kablolann sokulmasr mrimkiin olmahdr.

Deneyden sonra gekil de$igtirme, gatlama ve benzeri hasar
gortilmemelidir.

t4 Fi$LERiN vE sEyyAR pRizLERiN yAprI,$r
14.1 Scikiilemeyen fi q veya srikiilemeyen seyyar priz

Btikiilgen kablo fiq veya seyyar priz tamamen kullanrlmaz
duruma getirilmeden aynlamamahdr.

Fig veya seyyar priz el ile veya tomavida gibi genel amagh
bir aletle agrlamamahdr.

14.2 Fiqlerin ve seyyar prizlerin kontak gubuklannm mekanik
dayarumr yeterli olmahdrr.

Sert olmayan kontak gubuklan igin deney
madde 2l'den sonra yaprlr): 100 N'luk bir kuwet+
kontak gubu$u eksenine dik yrinde $ekil l4'e grire
4,8 mm gaph bir gelik gubukla I dakika siireyle
uygulamr.

Kul,vetin uygulanmasr siiresince, kontak gubu$unun
kuwetin uygulandrfr noktasrndaki boyut azalmasr 0,15
mm den fazla olmamahdr.

Qubu$un kaldmlmasrndan sonra kontak gubulunun
boyutlan 0,06 mm'den fazla desigmig olmamahdr.

14.3 Figlerin kontak gubuklan :

-Dcinmeye kargr kilitlenmig

-Fig s<ikiilmeden grkartrlm ayacak

-FiE normal kullamlmasrndaki gibi ba[lantrlan yaprlarak
yerine monte edildi[inde, govdeye yeterli tesbit edilmig
olacak /trG.
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Gerilimli bir ba[lantl ucuna ballanan iletkenin serbest
teli higbir erigilebilir metal bdltime dokunmamahve
montaj r yaprldrfirnda mahfaza dl$ma ta$mamahdr.

Topraklama ba$lanh ucuna baSlanan iletkenin serbest
teli, gerilimli bir boltime dokunmamahdrr.

14.10.2 Sokiilemeyen kaltplanmamrg fiq ve seyyar prizlerde, imalatgr tarafindan agrklanan en biiytik
tasanm slyuma uzunlu[undan 2 mm fazla iletken ile deney.

Gerilimli ba$lantr ucu diizenine ba$lanan iletkenin
serbest teli higbir erigilebilen metal bciliime
dokunmamah veya drg yizeyin 1,5 mm altrndaki hiE bir
yaprsal arahk iizerinden yiizeysel kagak yolu uzunlugu
ve yahtrm arah$t azalmamahdr.

Topraklama baglanh dtizenine ba[lanan iletkenin serbest
teli higbir gerilmeli b<jltime dokunmamahdr.

14.10.3 Sokiilemeyen, kahplanmrg figler ve seyyar prizler

Erigilebilen yiizeyin 1,5 mm altrnda bagrboq iletken
tellerinin vel veya gerilimli b<iliimlerin yahhmrndan
gegen min. Uzaklgr diigiirmesini 6nleyecek diizenlerin
bulundugunun do$rulanmas r.

t4.tl Sokiilebilen fiqler ve seyyar prizler:

-Gerilmenin azaltrlmasr ve burulmamn onlenmesinin
nasrl gergeklegtigi agrk olmahdrr.

-Kordon tespit diizeni veya en az bir boliimii, fig veya
seyyar prizin boliimlerinden birinin aynlmaz bir boltimti
olmah veya bir boltime kahcr olarak tespit edilmelidir.
-Dii$iimleme metodu kullantlmamahdr.

-Kordon tespit diizeni, ba[lanabilecsk farkh tiplerdeki
b{ikiilgen kablolara uygun olmahdr. Varsa biikiilgen
kablonun srkrgtmlmasrnda gahgan vidalar, di$er higbir
bilegenin tespitinde kullanrlmamahdr.

-Kordon tespit diizenleri, yalrtkan malzemeden olmah
veya metal boliimleri iizerine tespit edilmig yalrtkan
kaplamasr bulunmahdrr.

-Kordon tespit diizenlerinin metal b6ltimleri, srkrqtrrma
vidalan dahil, topraklama devresinden yahfi lmahdr.

14.12 Sokiilebilen seyyar prizler ve soklilemeyen seyyar prizler
:Gerilimli b<ihimleri konumunda tutan kapaklar,kapak
plakalannr veya bunlann bcjliimleri bir alet kullanmadan
agilmasr miimktin olmayacak gekilde tespit edilmelidir.

14.13 Seyyar prizlerin kapaklannda figin kontak cubuklan iEin
yaprlan giriglerde gegig izolatorleri varsa, bunlar
drgandan grkartrlamamah veya kapak grkartrldrsrnda
kazaen scikiil ememe lidir.

t4.14 Figlerin veya seyyar prizlerin i9 btiltimiine eriqilmesinin
sailanmasr igin ongoriilen vidalan sciktildiigiinde
diigmeyen tipten olmahdrr ,fr?)\
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Prize kawama yiizeyinin diigey diizlemde tutulmasr igin
uygulanacak ek moment 0,25 Nm,yi agmamahdrr....... :

Figler, ilgili pizder. el ile kolayca grkartrlabilmelidir.

Tutma yizeyleri, btikiilgen kabloda gekme olmadan,
figin grkartrlabilecegi bigimde yaprlmahdrr.

Halka contalar Madde 13.22 ve l3.23,deki kurallara
uygun olmahdrr.

l5 ARA KiLiTLEMELi PRiZLER
Bir anahtarla kilitlenen prizler:

Priz kontaklan gerilimli iken, bir figin takrlamayacapt
veya tamamen gftarhlamayaca$r bigimde yaprlmahdrr.

Prizin kontaklan figin tamamen kawanmasrna kadar
gerilimli olamamahdr.

l6 YA$LANMAYA, HASAR VEREN SU GiRi$iNE VE NEME KAR$I
DAYANIKLILIK

l6.l Yatlanmaya Kar$r Dayanrkhlrk

Figler/Prizler yaglanmaya kargr dayamkh olmahdr. G
Seyyar prizlerine madde 2O'deki belirtilmiq olan deney
26ot takrlrr.

Figler/Prizler srcakhgr 70"C+ 2oC olan srtma hiicresinde
7 giin (168 saat) tutulur. G

Deneyden sonra;deney numuneleri aga$rdaki durumlan saSlamahdr:
- Ek biiyiitme uygulamadan normal veya diizeltilmig gciz
ile yaprlan muayene de g<iriilebilir gatlak bulunmamah. G

- Ya$h veya yaprgkan olmamahdr. G
- 5 N'luk bir kuwetle bastmhr. Bezin gizgileri
kalmamah. G

- Bir hasar gortilmemelidir. G
Seyyar prizlerinin madde 22.2 g6re belirtilmiq olan tek
kontak 26othe ile kontak yaprlarrrun kontak basrncr:

16.2 Mahfazalarda koruma derecesi sa$lanmahdrr.

OlaSan olanlar drgrndaki Fig/prizlerin mahfazalan
fiq/prizin IP smrflandmlmasma uygun olarak, suyun
hasar veren girigine kargr koruma derecesini
sailamahdrr.

16.2.1 Tehlikeli boliimlere ulaqrlabilmesine kargr ve kafi yabancr cisimlerin zarah etkilerine kargr
koruma sallanmahdrr.

Fiqler ve prizler ve mahfazalannda tehlikeli bdliimlere
ulagrlabilmesine kargr ve kau yabancr cisimlerin zaralr
etkilerine kargl koruma derecesi sa$lanmahdr.

IEC6O884 lC
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Madde istenenler- Deneyler Agrklamalar Sonug

Bogaltrm deli$i olan crhazlar denet esnasrnda agrlr
herhangibi bir su birikimi incelemeyle gozlemlemlenir.

Pizler fiq olmadan birlegme iginde test edilir.

Figler tam birlegme iginde test edilir.

Sabit prizler

Seyyar prizler

Aynt dtizenek, su giriqine ba$h zarah etkilere karqr aym
koruma derecesi ile

Numuneler IP deneyi yaprldrktan sonra 5 dakkika iginde
baglanrlan 17 .2' del<r belirtilen elektrik dayanrmrn
deneyine dayanabilmeli

16.3 Neme Kargr Dayanrm

Fig/prizler, normal kullanrlmalarmda ortaya grkabilen
neme karqr korunmug olmahdrr.

G

Uygunluk, igindeki havanrn baprl nemi %91 ile%95
arasrnda tutulan bir nemlendirme hiicresinde
nemlendirme iglemi ile kontrol edilir.

G

Deney numuneleri nemlendirme hticresinde

-Olagan fig/prizler igin iki giin (48 saat) G

-Olafan olmayan fig/prziler igin yedi giin (168
saat)beklenir.

Bu iqlemden sonra numunelerde bir hasar
gdrtilmemelidir. G

t7 YALITKANLIK DiRENCi VE ELEKTRiK DAYANIMI
t7.t Yalrtrm direnci 500 V.d.c. ugulandrktan I dak. sonra

olgiim yaprlrr Ekteki gizelge 17.l'e balomz.
G

17.2 Elektriksel dayanrm: deney gerilimi a.a. I dak uygulamr. Ekteki gizelge lJ .2' e bal<nrz. G

18 TOPRAKLAMA KONTAKLARININ qALI$MAST

Topraklama kontaklanrun kontak basrncr yeterli olmah
ve normal kullanmada azalmamahdr.

G

Bu kurallara uygunluk Madde: l9 ve Madde:21'deki
deneylerle do[rulamr. G

l9 STCAKLIK ARTI$I

Stcakhk Artrgr Testi Ekteki gizelg e 19' a bakrruz. G

Sabit priz , belirtilmi; en kiigiik boyutta pring kontak
gubulu kullanrlarak denenir.

G

$ekil 44'de belirtilen boyutlara sahip baglantr uglan
bulunan fiqler her faz konta[r ve varsa topraklama
konta$r ile deney yaprlrr. I'nh
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Madde listenenler-Deneyler Agrklamalar Sonug

Srzdrrmazhk bilepiklerinde szmfi gcirtilmemelidir.

drttic.itii prizlerde : ilgili kuwetler uygulandrf,rnda
mastarla gerilimli boliimlere dokunulamamahdr.

Srcakhk artrqr (Madde 19) Ekteki Cizelge 21'e bakrn G
Prizlerde-Elektriksel dayanrm (Madde 17 .2) Deney
gerilimi (a.a, I dak.) G

Figlerin veya seyyar prizlerin kontak gubuklanna
Madde: 14.2'ye gore deney yaprlrr.

22 Fi$LERiN QIKARTILMASI iCiN GEREKEN
KUWET
Fiq,/Prizler, fiqin kolayca sokulmasrna ve grkartrlmasrna
izin vermeli ve normal kullanmada figin prizden
gtkmasrm engellemelidir.

G

22.1 En biiytik grkartma kuwetinin do[rulanmasr Ekteki Cizelge 22' ye balrtn G
22.2 En kiiEiik grkartma kur.vetinin do$rulanmasr Ekteki Cizelge 22' ye bak,n G

,t SUxULcTN KABLoLAR vE BAELANTILARI
23.1 Soktilebilir fi; ve prizler bir kordon srkrgtrma diizeni ile

donatllmahdr.

Biiktilgen kablonun krhfi kordon srkrytrma diizeni
iginde srkrgtrnlmahdrr.

Sokiilemeyen fiqler ve scikiilemeyen tagrnabilir prizler
kablo yer deligtirmemeli ve baf,lantr uglan fazla
gerilmemeli ve biiktilmemelidir.

Biilciilgen kablonun krhfi fig/prizin iginde kalmahdrr.

23.2 Qekme ve moment deneyi

Scikiilemeyen fi q/prizler

Deney sonucunda: yer de$igtirme < 2 mm Ekteki Cizelge 23.2' e baktn

Elektriksel ba[lantrlarda kopma olmamahdr.

Sokiilebilen fi q/prizler:

Deney sonucunda: yer de$igtirme < 2 mm

iletken uglan baf,lanfi uglan iginde onemsenecek kadar
yer depigtirmemelidir.

l6 Ampere kadar (dahil) srikiilebilen fig/prizlerde:

Qizelge l9'da gosterilen ilgili kablolann takrlmasma
uygun olmahdr.

Biiktilgen kablonun tipi; iletkenlerin saysr ve beyan
kesit alanl (mm2) ...........

23.3 Stikiilemeyen figler ve sokiilemeyen seyyar prizlerde
IEC 60227 veya 60IEC 245' e uygun biikiilgen kablolar
bulunmahdr. {ffi

IEC60884_1C Sayfa
LAB-D-FR-36 I 15.08.201 4-O
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24.5 Seyyar tekli prizler ve fi$ler(ellastomerik veya termoplastik malzem"y,.*rffi a"nfrJoo
N'luk kuwet ldakika, gekil 8'deki aparatla a ve b pozisyonunda uygularur.

Deney sonunda: hig bir hasar goriilmemelidir.

24.6 olaEan olanlar drgrndaki fig/prizlerin vidah contalan moment deneyi (ldakika)
Deney gubu[u gap (mm)

- Malzemenin tipi (metal / kahplanmr g)........................

Moment (Nm)

Deney sonunda; contalarda ve numunelerin
mahfazalarnda bir hasar goriilmemelidir.

24.7 Yalttkan mangonla fig kontak gubuklanna gekil 23'de gosterilen cihazla20000 hareket)

Deney sonunda: kontak gubuklannda hasar
gciri,ilmemeli , yalrtkan man$on delinmemeli ve
burgmamahdr.

24.8 drttictisti bulunan prizlerde: Madde 2l'deki normal gahgtrma a"r"ylr" tutotu"ut
numunelere mekanik dayarum deneyi. G

Giriq deliklerinden birine <jrtticti tizerine I dakika siire ile
kuwet uygulamr.( 40 N / 75 N) .....................................: 75N

Kontak gubu$u gerilimli boli,imlerle temas etmemelidir. G
Deney sonunda: bir hasar goriilmemelidir. G

24.9 Qoklu seyyar prizlerde Mekanik deney: $ekil 29'da gosterildigi gibi sekiz defa beton bir
zemin iizerine diigiirtlliir.

Sok{ilebilen goklu prizler: Qizelge 3'de belirtilen en
kiigiik kesit alam biiktilgen kablo baglanrr.:

Deney sonucunda:hasar gdriilmemeli, hig bir brjliim
gevqememeli veya aynlmamahdr.

IP>X0 korumah fig/prizlere madde 16.2 ,deki deney
tekrar uygulanmahdrr

24.10 Figler frgin kontak gubuklanrun girmesinin doprulanmasr igin gekme deneyi

Her bir kontak gubuluna srra ile Qizelge l6'da verilen en
btiyiikgrkarmakuweti numune (70t2)oC,deki
tsrtrna hiicresinde 1 saat stireyle bekletildikten sonra I
dakika siireyle uygularur

Deney sonunda: kontak cubuklafl gcivdeden I mm fazla
avnlmamahdrr. .

24.11 Duvara tespit etme diizenleri bulunan seyyar prizlerin bariyerleri:
Kuwet l0 s siire ile bir silindirik gubukla taqryrcr duvar
yiizeyine uygularur (Madde 22.1 Qizelge l6'daki en
btiytik qrk?rtma kuwetinin 1,5 katr kuwet uygularur ....:
Qubuk engeli delmemelidir

24.12 Duvara tespit etme diizenleri bulunan seyyar prizler: (gekme deneyi)

Btikrilgen kablo tutucusunun kontrolti igin madde
23.2'de verilen kurrvetle l0 saniye gekme uygulanrr... ,rftr.
Deney srrasrnda: duvara asma diizeni kmlmamahdrr. / ^" 

- I'I',e" -\
8C60884_lC
.AB-D-FR-36 I 15.O8.201 4-O
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Mr9q" listenenler-Deneyler Agrklamalar Sonug

24.18
$ekil35' e uygun mastar gekil 36'da g6sterildigi gibi
uygulanrr (l N): master I mm' den daha fazla igeriye
girmemelidir.

24.19 Seyyar prizlerin kenarhklan (20 x2) N ve (25 + 5) oC de gekil 38 de g<isterilen aparatlarla
deney tabi tutulur.

Bir dakika sonra ve hala kenarhklar basrng altrndayken
boyutlan Standard ile belirtilmig deyerlere uygun olmah

Deney numine 90 " 34othe34a3434n sonra tekrarlarur.

,( ISIYA DAYANIKLILIK
25.t Derrey numuneleri bir rsrtma dolabrnda (100 t 2) oc srcakhkta I saat tutulur.

Deney srrasrnda tekrar kullantmr olumsuz yonde
etkileyecek bir degigiklik goriilmemeli ve varsa
stzdrrmazhk bilegiii akmamahdtr.

G

Deneyden sonra

IEC 61032'de belirtilen Bprobu ile 5N'u gegmeyen bir
kuwet uygulandrgrnda gerilimli b<jliimlere
eriqilememelidir.

G

igaretlemeler okunabilir olmahdr. G
25.2 Akrm taqryan boliimleri ve topraklama dewesini

konumunda tutrnak igin gerekli yalrtkan malzemeden
bciliimlere ,fazve n<itr kontak gubuklan giriglerinin
ehafim geweleyen 2 mm genigli$inde malzemenin on
yiiztindeki bdliimlere:bilyah basmg deneyi( I 25 + 2)o C, da
I saatuygulanr.

Ekteki gizelge 25.2'ye bakrnrz.

G

2s.3 Aktm taqryan boliimleri ve topraklama dewesini
konumunda tutrnak igin gerekli olmayan yalrtkan
malzemeden boliimlereve hatta bunlarla temasta olsalar
dahi: bilyah basmg deneyi (1 Saat)

Ekteki gizelge 25.3' e balctruz

G

25.4 Seyyar fig/prizlere gekil 28' de g<isterilen cihaz ile srkrqtrrma deneyi (20 N, I saat, gQoc)
uygulanrr.

Deney sonunda higbir hasar goriilmemelidir.

26 ViDALAR, AKIM TA$IYAN BOLUMLER VE BACLANTILAR
26.1 Ba$lantrlar mekanik zorlamalara dayanmahdr. G

Deformasyonla dig agan veya tesis edilme srasrnda
kullarulmalan amaglanan keserek diq aqan vidalar
kullanrlabilir.
Tesis edilme srasrnda kullanrlmalan amaglanan keserek

{iq agan vidalar diigmemelidir. G

Kontak basrncrnr ileten vidalar veya somunlar metal
digler ile baglantr kurmahdr. G

Deformasyonlu krsmi moment deneyi: Ekteki Cizelge 26.1'e bakrn
26.2 Yahtkan malzemeden digler ile kawama yapan ve

fig/prizin tesisi srrasrnda kullanrlan vidalarda vida oyu$u
veya somun igine tam ve dofiru girmesi -"*.

IEC60884 tC Sayfa g4 l4ALAB-D-FR-36/15.08.2014-0 ' 5 
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$ekil 26'da gcisterilen deney cihazr ile 120+5oC / 180+50
srcakhsrnda 3 saat bekletilir.

Madde 30.4 deki darbe deneyi (kiitle 100 g, yuksekllk
1000 mm 4 darbe ) yalrtkan mangonlar i,izerinde gatlaklar

tkhhk
IP>X0: koruma dereceli geritimti 6oEmteri konumunda
tutan yalrtkan malzemeden brjliimler ytizeysel kagaklara

Yiizeysel kagaga dayarukhhk deneyi 175 V'd;
IEC60I lz2dekr qcizelti A ile

29 PASLANMAYA KAR$I DAYANIKLILIK
Demirli boliimler paslanmaya kargr ko.uo-us olmul,dt. G
Deney biitiin yaglar uygun bir ya[ giderici i
ile amonyum kloriiriin sudaki o/ol0 gozeltisinde,l0dakika (100 t 5) oCsrcaklkta nem ile
doymug hava bulunan bir kutuda bekletilir:

G

Pas izi g<iriilmemelidir.
G

30 YALITKAN MANSONLU KONTAK Q
30.1 Yiiksek Slcakhkta Baslng Deneyi

$ekil 4 I' de g6sterilen aparatla,deney numuneleri gOrtoit*
$ireyle tutulur. Brgak aracthgr ile qygulanacak kuwet : 2,5 N

Olgiilen yalrtrm kahnhlr, deneyden 6nce <ilgiilen kahnhlrn
%50'sinden daha az olmamahdrr: yiizde deEer (%)

30.2 itatik Nemli Isr Deneyi
Ug deney numunesinden meydana gelen taklma I
uygulanrr.
Deneyden sonra:

Madde 17'deki yalrtrm direnci ,e-lekt ik dayaru- d6![
Madde: 24.7'deki aqrndrrma deneyi

30.3 Dii$iik Srcakhkta Deney
UE deney numunesinden meydana gelen takrm --- 1 5 "C +2'C slcakhkta 24 saat bekletilir.
Deneyden sonra:

Maddel T'deki yahtrm direnci ve elektrik dayanrm deneyi
Madde 24.7'delo aqrndrrma deneyi

30.4 Diigiik Srcakhkta Darbe Deneyi
Deneynumunelefi-l5oC*2oCslcaklrkta24saatbeklailir.(kiitle.@
30'da gristerilen cihazla numune 90'c diindiiriilerek srra ile 4 darbe uygulanrr.

Deneyden sonra : yalrtkan manqonlarda gatlak g6riilmemelidir.

IEC6O884 lC
LAB-D-FR-36 I 15.08.201 4-O
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TABLO: mekanik zorlama deneyi (vidasrz baflantr rglan)

gizelge 7 teki en kiigiik/en biiyiik kesit alanr(mm2):

Baflantr /stikiilme sayrsr (iletkene I
dakika siireyle 30 N gekme kuweti

uygulandrktan sonra

iletken cinsi
rijit som / rijit 0rgiilii/biikiitgen

iletken

TABLO: gekil ll deki aparatla

Iletken cinsi

rijit som / rijit
tirgiiliiibtikiilgen

iletken

dlq anma
qapr(mm);

qizelge 9 ya gore
moment:

Qizelege 9 a gore
yukseklik H(rnm)

12.3.11 TABLo: Elektriksel ve srl zorlamarara dayanrm deneyi (vidasrz ba[tantr uglan)
Test a) rijit som iletkenin I saat tutulmasr deneyi

gizelge l0 a gore deney akrmr(A):

iletken anma kesit alan(mm2):

Vidasz ba$antl ucu saylsl Gerilim diigiimii (Mv) Beklenen gerilim diigiimii (Mv)

I <15
2 <15
J <15
4 <15
5 <15

Test b) a deneyinde belirtilen ballantr 38ot he38a uygulanan srcakl* gevirimi

gizelge 10 a gore deney akrmr(A): 22A
iletken anma kesit alanr (mm2: 2.5 mm2

izin verilen gerilim diiqiimii (Mv): 322,5NLv veya24 iincii gevrim
deferi

vidasz baflantr uqlarr I 2 J 4 5 aclklamalar
24. gevrimden sonar gerilim diigiimii

48. qevrimden sonar gerilim diiqiimii

72. gevrimden sonar gerilim diiqiimii

96. gevrimden sonar gerilim diigiimii

120. gevrimden sonar gerilim dtigiimii ,1 r r.) L.

IEC60884 lC Sayfa gg I 4gLAB-D-FR36/15.OA.2O14-O ' 5 -

12.3.10

beyan akrmr(A) :

kesit alan (mm2) acrklamalar

Kesit alanl
(mm2)

iletkene astlacak
kiitle(kg) aclklamalar

ek bilgi
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S.kuvvet dofrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

6.kuvvet do[rultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

T.kuvvet dofrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

S.kuwet dofrultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

9.kuvvet do[rultusunda gerilim
diigtmii(Mv)

l0.kuwet dolrultusunda gerilim
dtigiimii(Mv)

I l.kuwet do[rultusunda gerilim
diipiimii(Mv)

l2.kuvvet do[rultusunda gerilim
diigiimii(Mv)

TABLO: (qizelge: yahtrm direnci)

Deney geriliminin uygulandrfr yer istenilen(MQ)

Birbirine bagh biitiin kutuplarla grivde arasrna

Stra ile her bir kutup ile figi takrh durumdaki grivdeye ba$lr
dilerleri

Ek bilgi:

17.2 TABLO: Qizelge: elektriksel dayanrm deneyi

beyan gerilimi (V): 250Y
madde 17.1 e
giire Deney geriliminin uygulandrfr yer Deney Gerilimi Atlama/delinme

evet/haylr)
a) Birbirine baSh biitiin kutuplarla grivde arasrna 2000 v Hayrr

b) Sra ile her bir kutup ile figi takrh durumdaki gdvdeye bagh
diierleri 2000 v Haylr

Ek bilgi:

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 I 1 5.08.201 4-O
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b)
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fi9i( her tip igin ve
glloglnrn beyan akrmr igin)

Ek bilgi (r) Fkil 43 te ba$langlq noktasr I veya 3 trl g"t it ,ts t" rugr"ngrg noktasr 2

2t TABLO: normal gahgma

fiq/prizlerin beyan deferteri (A/V): t6N 250Y

fiq/priz tipi (sdkiilemeyen/siikiilebilen).............. S6kiilebilen

biikiilgen kablo tipi(siikiitemeyen fi g/priz) :

Iletken sayrsr ve anma kesit alanr (mm2) (siikiitemel,en
fig/priz):

Qizelge 15 e gore anma kesit alanr(mm2) (sdkiilebilen
fig/priz)/iletken tipi:: 2) rnm'

Iletken cinsirijit som / rijit drgiilii/biikiilgen ilc,tken
(siiktlebilen {ip/priz): Rijit som

vida anma gap(mm); 12.2.8 de belirtilen
momentin(Nm) 2/3 ii (siikiitebilen fi 9/priz):

3,37 mm/0,54Nm

deney hrzr(dakikadaki strok saylsr): 30 strok

Numune

Deney figi( her tip igin ve sokel
grkrgrnrn beyan ahmt ipin) Deney

gerilimi
(!'n) (v)

Deney akrml
(gizelge 20)

cos <p 0,8 (A

strok
Ortticiil0

Strok sayrsr-
akrm (l)

gegerken

Ortiiciisiiz
Strok

sayrsr- akrm
t2t

gegerken

Ortiiciilii
Strok

Pin boyutlarr

(n"")

Pin
bogluklarr

(mm)

e takllanlar
JAyrsr- arum

(J)

gegmezken

No.l 44,8+0,06 t9!0.2 250 l64' 10000 G
No.2 04.8:0.06 191:0.2 250 16A 10000 G
Itlo.3 44,8t0,06 19!0.2 250 l64, 10000 G

TABLO: Ortiiciilii prizler igin deneyler

Numune
$ekil 9 daki mastar yaklaprk olarak 5 sn
siiresince 20 N kuvvetinde ardl ardlna iig

dofrultuda uygulanlr

$ekil l0 daki gelik mastar yaklagrk
olarak 5 sn siiresince I N kuvvetinde iiq

do[rultuda uygulantr
No.l Evet Evet G
Nlo.2 Evet Evet G
No.3 Evet Evet G

l9 TABLO: slcakhk artry deneyi

N u mune
Deney devresi
(L-LlL-N/L-E)

1 saat sure ile belirtilen
deney akrmr(gizelge 20) (A)

Oktilen srcakhk

/,f'ffiN
Izin verilen

srcakhk de[igimi
(K)

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 I 15.OA.201 4-O
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23.2 I AIIL0: qekme ve moment deneyi

fiq/priz lerin kesme kapasitesi (A);:

fi q/priz tipi (sdkiilemeyen/s0kiilebilen :

gizelge 17 e gore en kiigiik/en biiyiik kesit atanr(mm2)
(siikiilebilen fig/priz):

iletkenin anma gap4 gizelge 6 de belirtilen momentin
2/3 ii (sdkiilebilen fiq/priz):

rnodel Biikiilgen kablo
tipi

Iletken saytsl ve
anma kesit
alanr(mm2)

100 defa
gekme(N)

gizelge 18 de
belirtilen I

dakika siireyk:
uygulanan

moment (Nm)t

Yer
defiqtirme

(mm)

24.t TABLO: darbe deneyi

Qizelge 2l e g6re
mahfazalann darbe

uygulanacak btiliimleri(A,
B, C, D)

her biiliimdeki hasar
sayrst Diigme yii ksekli[i(mm) yorumlar

A 5 darbe 100 mm G
B 4 darbe 100 mm G

ek bilgi

TABLO: yalrtkan malzemelere bilye basrng deneyi uygulanmasr

miisade edilen oyuk qapr(mm) :

deney uygulanan parqa Oyuk qapr (mm)

Akm, tagryan ve top. Kon. Sabit tutan krsrm 125 +2

Giriq deli[inin 2mm gerresi 125+2

25.3 TABLO: yahtkan malzemelere bilye basrnq deneyi uygulanmasl

miisade edilen oyuk gapr(mm) ::

deney,uygulanan parga
(l) deney

srcakh[r('C) Oyuk gapr (mm)

Dtg plastik aksam 70+2 0,534

ek bilgi
(70 + 2) oc / (40 + 2)'C + madde 19 a gore deney siiresince en biiyiik s;qffirrr.

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 t 15.O8.201 4-O
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Kullanllan cihaz listesi
Madde Olgme ve Deney .. Kullanllan Deney,

Olqiim Cihazlan ve seri no Kullanrlan Arahk

9

Boyutlarrn kontrolii
Dimensional measurement

Dijital Kumpas,mastar 

-S.N.:03005495 S.N: 1640010J0t5 0-l50mm

l0
Elektri k Carpmasrna Ka@ruma
Protection against electric shock

Deney Parmaklan ve $eki
Pini, Ettiv

I l3'de ki Deney

'l$astar 37 020226, 37 0202227,
370202.41,37020735

lN- l00N,0oC-250oC

n
Topraklama dtizeni
Provision for earthing

Kikusui T056210
S.N:TE002268

0-250 mO
0-60 A

12

Batlantr uglan
Terminals

CEDAR DID4
S.N:71l6l

0-4Nm

12.3

Vidasrz Baglantr uglan-
Conductor defl ecting test

APSo8l205,APS08l204

13,14

Yaprhg kurallan
Constructional requirements

Etiiv FN 500
S.N.: 301 1601 19775 00c-2500c

l6
Yaglanmaya,zarartr su girigine ,e n"rne f"arqr
dayanrkhhk
Resistance to ageing, to harmfrl ingress of
water and to humidity

Etiiv FN 500 S.N.: 301160119775
iklimlendirme kabini Angelantoni UC9-
l0+60 S.N:37020 K030
WEISS TECHNIK ST ISOO-U

FRIBORC 6IOO

0"c-2500C
-looc / +600(l

300/0 l95V"Rh
Max load 50 Kg 20 mbar
0-10 bar 100 lt
116.3 mm-2/125 mm

t7
Yalrtrm direnci ve elektriksel daya.lm
Insulation resistance and electric strength

MEGCER MIT52O
071007n497
HIOKI 3I53

100-500- 1000v
l0Kohm - lTohm
0-ss00 v

t9
Slcakhk artlfr deneyi
Temperature-rise test

MATE$
081 104

CIE 305 CIE 306
37020 Ht3 37020 Ht4

0-80A

-50 0c / 1300 
()c

20

Kesme kapasitEi-
Making and breaking capacity tests specified
according ot he ratings

EMS ULS-2008
2008-01
APS 081 130 APS 081 128

0-30 A,200v - 275V
030 - 0.95 cosS
00c - 250 0c

2t
Normal gahqma
Normal operation, tests specified according
ot he ratings

EMS ULS.2OO8
2008-0r
APS 081 130 APs 081 128

0-30 A, 200v - 275V
030 - 0.95 cosS
00c-250()C

24

Mekanik dayanrm
Mechanical strength

Tumbling barrel Friborg 5100
37020yss
Pen(ulum Impact Hammer Friborg 5950
970013-08
Torkfnehe CEDAR DID,4
S.N:?l l6l

0-4Nm

25

Istya dayanrkhlk 

-
Resistance to heat, treatments according to
test specifications

Ettiv NUVE FN 500 S.N:301 160197775
Ettiv Panasonic MOV2 I2F-PE 120500 I 7
Friborg

0()c-2500C

Diameter:5 mm / 20 N

26

Vidalar akrm tagryan bdliimler ve baglantrtar
Screws, current carrying parts and
connections

TorKmetre CEDAR DID-4
S.N:71161

0-4Nm

)1
Yiizeysel kagak yolu uzunluklan ve yahtma
arahklan
Creepage distances, clearances

Fiborg 37020Z,29 l-1.5-2-2.s-3-3.s-4
-{.5-5-5.5-6-6.5-7-
7.s-E-8.5-9-9.5-10
mm

28

Yalrtkan malzemenin ola$an drgr
tslya,yanmaya ve yiizeysel kagaklara
dayanrkfth!r
Resistance of insulating material to abnormal
heat, to fire and to tracking

EMS GW - 2013
0 - 960 oC K Type
Thermocouple

0-1000V tracking test

29

Paslanmaya kargr dayanrklhk
Resistance to rusting, treatment

Etiiv NUVE FN 500 S.N:301 l60t9i7iS
iktimlendirme kabini Angelanroni UC9-
l0+60 S.N:37020 K030

"z{-

0()c - 2500C

3to/o l9SYoR'h

300 0c

\

IEC6O884 IC
LAB-D-FR-36 I 15.08.201 4-O

Sayfa 46 I 4A

)



DENEYVE KALIBRASYON MERKEZI

HEADSHIP OF TEST AND CALIBRA

ANKARA ELEKTROTEKMK LABORATUVARI

C ENT ER AN KA M E LECTROTEC HN ICA L LA BO RATO RY

267732t08.15

AB-0001-T

S9NUq : Elektroteknik Sekrcirti Miidrirhiflti
"inceleme Tutana$r ve Deney Talep Formu',,
l6,{, 250V, normal ve arttrngmrg korumah,
kutuplu, yan topraklama kontakir priz nu:
1997) National'e gcire yaprlan muayene ve

I\ruMUNELER iLGiLi STANDARDA

iq bu rapor 27.08.20l5tarihinde 48 sayfa ve 3

Bu rapor sadece deneyi yapllan bu numune

01.07.2015 tarih ve 979865,979899 inceleme numaralr
[e gcinderilen "NILSON" markall, Tip Ref.: Tablo I olan
lti ve <irtiicrisiiz, srvaaltr, A tasanmh, vidah ba$lantrh, iki
i rizerinde TS IEC 60884-1(Haziran 2007)/TS40(Kasrm

OLUMLU sonug ahnmrqtrr.

olarak diizenlenmigtir.

gegerlidir.

IEC6O884 IC
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